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EDS-WDS Avantages/Inconvénients

EDS WDS
Résolution 125 ev 5a 60 ev
Pic/fond Moyen Bon (*10)
Superposition Moyen Meilleur
de raies
Eléments Moyen Bon
legers
Temp mort Eleve Faible
Facilite Bon Moyen
Rapidite Bon Mauvais
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Imperatifs Techniques MEB-Microsonde

v' Geometrie Compatible

v' Stabilité du faisceau

v Mesure durcourant faisceau

v Optionnellement , Programmation:
= [Du courant faisceau

= [De |a haute tension
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Mesures

v' Mode Synchrone — Courant identique — courant faible
— pas optimal pour le WDS

v Mode Asynchroné — un coeurant pour chacun

v Mode Synchrone avec collimateur pour EDS
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Répartition des éléments

Cur. HAocVol Setup Standard

Standard =
Jadeit -10my .

A12032-10my-ED " Known 1 Stoic { Diff
5i02-EDS-10my

AR R # WDS " EDS
fipatit-Ca-ED-10my

Fe203-10my Coating Layer. ..

WDS EDS

Na -> Sp1 — TAP Al, Si, CA
K ->Sp2-PET

Fe -> Sp3 - LIF
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v. WDS

v' EDS

Parametres d’acquisition

= Cristal, Temps Pic-Fond, Positions

— Channels -

| Mumber of channels EI]AIH | Ev / Ch | |

. A.c:qumtlun

Time[z]) | 100.00 j How |Acquire EDS with WDS| ~

s Sy Acquire EDS with WD5
-~ Deconvolution - |Acquire EDS After WD5
|Always Acquire EDS

(W el ENNRE RN ~ARRNRRERER Y

R3union GN-MEBA 9-décembre-2005



Traitement des. données

v WDS
= Pic - Fond = Ix / Istd
v EDS

Extraction des intensites entenant compte de
tous les elements

IX / Istd avec ou sans standards

v, Reduction des données
Ix / Istd 2> ®p(z) > C
v’ Calcul “Off-Line”
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Autres applications

Identification Performante

Trace de Plomb dans du Bismuth
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Trace de Plomb dans du Bismuth

Spectres EDS et WDS' superposes
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Trace de Plomb dans du Bismuth

~ PbMa PoME BIMB
Bitda

pectres EDS et WIDS superposes
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Conclusions

v Ajout d’'un:systeme EDS a unWDS

v' Traitement des cas simples par EDS seul

v Diminution du temps d’acquisition

v Ajout d'un systeme WDS . a un EDS

v Analyse de traces
v Meilleure prise en compte de éléments légers
v" Identification plus précise

v' Amélioration des images X
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